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	2M光误码测试仪

	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	01
	产品规格
	★基础功能要求
	支持接口
	支持E1链路接口，符合ITU-T G.703标准，支持75Ω或120Ω欧姆阻抗接口。

	
	
	
	测试功能
	支持E1（2.048Mbps）误码测试功能，兼容G.703标准。

	02
	
	
	测试速率
	2.048Mbps，支持N（连续）和M（非连续）×64Kbps（N&M=1至31）速率；支持插入/取出N或Mx64Kbps信号。

	03
	
	
	帧型支持
	支持非成帧、PCM-30、PCM-30c、PCM-31、PCM-31c帧结构；符合ITU-T G.704标准；支持自动探测帧结构功能。

	04
	
	
	线路编码
	支持HDB3和AMI编码方式。

	05
	
	
	内部时钟
	2.048MHz ±5ppm 内部时钟，支持接收同步模式。

	06
	
	
	脉冲波形
	符合ITU-T G.703标准要求。

	07
	
	
	差错插入功能
	支持BIT、CODE、BIT+CODE差错插入，速率范围1×10⁻¹至1×10⁻⁷。

	08
	
	
	接收频率范围
	2.048Mbps ±8000bps。

	
	
	
	输入灵敏度
	0～–43dB。

	
	
	
	回损性能
	符合ITU-T G.703标准要求。

	
	
	
	抖动容限
	符合ITU-T G.823标准。

	
	
	
	E1接收频率测量
	支持E1接收频率自动检测与统计显示。

	
	
	
	E1接收信号电平测量
	支持E1信号电平实时显示与监测。

	
	
	
	E1接口电压测量
	支持E1接口电压检测与判断。

	
	
	
	差错检测功能
	支持Code/BPV差错（差错计数与差错比率）分析。

	
	
	
	帧差错分析
	支持FAS、MFAS、CRC-4帧差错检测与比率分析。

	
	
	
	告警监测
	支持LOS（信号丢失）、Sync丢失、LOF（帧失步）、AIS、FAS、RAI及MFAS告警统计与秒计数。

	
	
	
	误码性能分析
	支持G.821分析、G.826测量、M.2100性能测量及E-bit差错计数与比率分析。

	
	
	
	自动探测帧结构
	具备自动识别并分析帧结构的功能。

	
	
	
	接口阻抗
	支持75Ω同轴接口与120Ω平衡接口。

	
	
	
	测试模式
	在线测试、离线测试、环回测试、误码插入与告警模拟模式。

	
	
	
	数据导出
	支持测试数据本地存储与PC机导出分析。

	
	
	
	标准符合性
	符合ITU-T G.703、G.704、G.821、G.826、G.823、M.2100标准。

	
	
	
	显示与操作
	彩色TFT显示屏，中文操作界面。

	
	
	
	扩展功能
	可选G.703脉冲测试、64K环回测试及抖动测量功能。

	10
	服务要求
	包装及运输要求
	标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	11
	
	服务响应
	服务响应
	a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；

b)提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；

c)自有技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；

d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	12
	
	
	培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	13
	
	服务周期
	服务周期
	a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于1年；

b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于3年；

c)产品停止服务时间应提前3个月告知客户；

d)产品发布日期需在随机文件中明确

e)保修日期从设备到货验收合格后开始计算。



